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0s parimetros medidos foram g= 2,02 e A=92,5 G que permaneceram praticamente constan
tes durante o tempo em que as 6 linhas existiram, o que ja nao ocorreu com o parfime-
tro D onde foi observado uma variagao. Isto pode ser explicado devido a uma mudanga
de simetria em tormo do ion Mn*2, (CAPES, STI/MIC). : .

UMA ANALISE ESTATISTICA DE PARAMETROS DE CELULAS SOLARES DE UTILIZAGAO ESPACIAL—TERREg
TRE. S.R.0. Moretto e R. Ranvaud (Instituto de Pesquisas Espaciais, Conselho Nacional de Desenvolvi
mento Cientifico e Tecnologico). . e
Devido a importancia do casamento elétrico dos- parametros corrente de curto-circuito e corrente de
maxima poténcia, quando se acoplam células solares em série, e voltagem de circuito aberto e volta
gem de mdxima poténcia, quando se acoplam células solares em paralelo, obtiveram-se, através de uma
amostra de células comerciais de silicio de utilizacdo espacial e de uma amostra de células comer
ciais de silicio de utilizacio terrestre, intervalos de confianca para a meédia e o desvio-padrao po
pulacionais destes parametros para estes dois tipos de células, quando operando em AMO e AM1 respec
tivamente. Através destes dados foi estimada a perda de poténcia por descasamento de um conjunto de
muitas células espaciais e de um conjunto de muitas células terrestres conectadas em série, bem co
mo 4 perda de poténcia por descasamento de um conjunto de muitas células espaciais e de um conjunto
de muitas células terrestres conectadas em paralelo. ‘

II!EIHI!I!III RESISTIVIDADE ELETRICA DO Y (Fe, Al )2 NA FASE VIDRO DE SPIN . Glauter Pirto de
Souza , Armando Yoshihaki Takeuchi e Sonia Franc® df © Cunha ( Centro Brasileiro de Pesquisas Fi-
sicas ) o :
A variacSo da resistividade eldtrica p em funcdo da temperatura T em sistemas intermetalicos con
centrados que possuem uma fase vidro de spin apresentam muitas vezes um camportamento anfmalo. -
Dependendo da concentFacao aparece um minimo na curva de p vs. T proximo 3 temperatura de con-
gelamento T.. O objetivo deste trabalho & estudar a existéncia deste minimo e a relagdo entre as
temperatur: ij_n eT.. Asscurvas de p vs T em YCFel_d,‘gle‘()2 na regiao vidro de__Spin 0,}< X
<0,35 sugerem que para este sistema a existencia deste minimo depende das transicOes mggReti-
cas vidro de spin-ferromagnética ou vidro de spin-paramagnetica.

47-D.1.4 | CALCULO DE INTENSIDADES MULTIPLAMENTE DIFRATADAS EM_UM CASO DE MUITOS FEI
XES F.J.F.PIMENTEL, V,.L.MAZZOCCHI E E.B.R.PARENTE)(DIVISAO oe Ffsica NUCLEAR, INSTITO
T0 D RGLTICAS E LEARES = CNEN/SP), ; . =

Este trabalho apresenta o calculo das intensidades em difragao mﬁltiplahpara fo] caso
de muitos feixes. As intensidades dos diversos feixgs envolyidos no fenomeno, podem
ser calculadas como sclugoes aproximadas por expansoes em serie de Taylor, de um sis
tema de equagoes diferenciais de 22 ordem, @s quais descresvem a variagao de poténcia”
experimentada por cada feixe ao atravessar uma camada infinitesimal no interior do
cristal (Moon e Shull, Acba Crystallogr., 17:805-12, 1964), A fim de poder aplicar o
calculo a situacoes de alta extincao secundaria. foi utilizado o termo geral da serie
(quente e Catcha=-Ellis, Japan. J.Appl.Phys., 13:1501-5, 1974) que permits\exganSSes
até uma ordem n gyalquer, Tornou-se necessaria uma analise adequada’'da interagao en
tre feixes secundarios, que surgem quando pontos da rede reciproca atravessam a super
ficie da esfera de reflexao nao simultaneaments, porem com uma pequena diferenca no
angulo azimutal, Este fato _gera desigualdade entre os coeficientes lineares de refle
tividade quando da interagao entre dois feixes nesta situagao, para um mesmo valor do
angulo azimutal, Visando a elaboragao de um programa de computador, gquec fornccogse di
retamente o diagrama de difragao multipla, teorico, foram desenvolvidas as 'solugoes dey
intensidade tanto para diagramas do feixe pri@ério, dos tipos "athellgng" e "ugweg”,
sm casos Laue e Bragg, como do faixe transmit%do. 0 programa desenvolv1go, quag_oﬂrg
plicado a casos reais, mostrou boa cgncordancia entre diagramas calcula‘os e iagra
mas experimentais obtidos com difracao de neutrons,

48-D.1.4_ | £STUDD DAS FASES o £ B DO GUARTZO COM DIFRACAD MOLTIPLA D NEUTRONS, U '
MAZZOCCHI £ C.B.R.PARENTE (DIVISAO DE FISICA MUCLEAR, INSTITUTO DE PESQUISAS ENERG%-

TICAS E NUCLEARES = ENEN/SP) .

Na temperatura de 573 0C,'o quartzo sofre uma transformagao revers{vel, passando de
uma fasedt, trigonal, para uma fase B, hexagopal., 0 guagtzo -0 tem uma estrutura or
denada pertencente ao grupo espacial P3,21 (D ) com os atomos de S5i nas posigoes 3a
e - 0s ,de 0 nas posigoes 6c,. Paravo‘quartzo-Bzaliteratura4apresenta duas estruturasg
possiveis, ambas pertegncentes ao grupo espacial P6,22 iD ): uma ordenada, com os a
tomos de Si mnas posicoes 3c e os de 0 nas posigoes®6j (Young, Final Report AFOSR=

=-2569, wWahington, D,E.), o outra desordenada, baseada gm posicocs de meia=-ocupagag

para os atomos de 0, estando os atomos de Si nas posigoes 3c e os de 0 nas posigoes
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12k (Wright e Lehmann, J.Solid State Chem, 36: 371-80, 1981), No presente trabalho,
e feitg um estudo das gSEruturas crigtalinas dag duas fases do quartzo, empregando.
difracao multipla de neutrons como metodo de,analise, Foram obtidos diagramas experi
mentais do feixe transmitido e do feixe primario, com o uso da reflexao primaria
00,1 das duas fases, Os resultados encontrados foram comparados com diagramas teori
cgs, determinados por um programa_de compytador que calcula as intensidades  em difra
gao multipla como somas de expansoes em series de Taylor, retendo termos atg uma or
dem n qualquer, para o caso de muitos feixes, utilizando o termo geral da serie
(Parente e Caticha- Ellis, Japan. J.7ppl. Phys.. +13: 1501-5, 1974). Entre as duas es
truturas propostas para fase/3, uma Qegﬁor concordancia foi achada para a estrutura
desordenada, com um fator de concordancia R= 11,0%, Quanto aos resultados referentes
a fasgol, nao houve concordancia satisfatoria entre as intensidades experimentais e
as teoricas, sendo que o melhor R encontrado foi 34,4%. (FAPESP).

49-D.1.4 PROCESSADOR DE SINAIS PARA UTILIZAGAO EM TORMN. Mateus J. Martins, A. Tannus, H. Panepu-

-

cci (Departamento de Fisica e Ciéncia dos Materiais, Instituto de Fisica e Quimica de Sao Carlos,USP).

Construimos um equipamento de processamento de sinais, que permite fazer "signal averaging” de sinais
de Ressonancia Magnetica Nuclear obtidos num tomografo de RMN, Este equipamento e baseado num grava-
dor de transientes BIOMATION 8100, capaz de digitalizar sinais ate 20 MHz, (Dwell Time Min. = 10ns),e
num microprocessador (6502) desenvolvido em nosso 1aborat6rio (Mateus J. Martins, A. Tannis, H. Pane-
pucci, in Resumos da 362 Reuniao da SBPC, 1984, Sao Paulo). Foi desenvolvida uma interface parale-
la capaz de formecer os sinais necessarios ao controle do BIOMATION, bem como acesso’ ao seu
"huffer" de memoria de dados. O software desenvolvido em "6502 Assembly language' permite interagao
direta com o usuario ou funcionamento do sistema como periférico de um computador de grande porte
Este software permite que se faga média por acumulagdo sucessiva ou média ponderada dos sinais de
NMR, com a finalidade de se melhorar a relagdo sinal/ruido dos mesmos. O desempenho do sistema e ex-
celente, levando-se em conta as limitagoes oferecidas por um processador de 8 bits, e podera ser ana-

lisado pelos resultados dos trabalhos relatados por elementos de nosso grupo.

(FINEP, CNPq).

50-D.1.4 | ELIPSOMETRO DE COMPENSADOR GIRANTE. Addo Antonio da Silva, René Ayres Carvalho e Alber-

to Tannus (Departamento de Fisica e Ciéncia dos Materiais, Instituto de Fisica e Quimica de Sao Carlos
USP).

Os autores puseram em operagao um prototipo de um elipsametro,fotométrico e digital, que emprega um
compensador girante e um analisador fixo. Operando como :polarimetro, determina, sem ambiguidade, o es-
tado de polarizagao de um feixe de luz monocromatica, discriminando estados de polarizagao comple-
mentares (helicidade). Analiza a polarizagdo da luz refletida por uma amostra, determinando sua  re-
fletividade complexa (tg\ye ). Utilizando-se um laser de He-Ne foram feitas medidas preliminares, de
espessura de filmes de TiO, em substratos de Si, bem como da constante dielétrica, €= € +AEZ, de um
filme de Au. Os resultados obtidos concordam razoavelmente bem com aqueles encontrados na litera-
tura. Os principios de funcionamento estao descritos na ref. P.S.Hauge and F.H.Dill, A rotating-
compensator Fourier Ellipsometer, Optics Communications, 14,(4), aug. 1975).

(CAPES, CNPq, FINER).

51-D.1.4 TRANSIGOES DE FASE NO LiNHASOA: ESPALHAMENTO RAMAN E CONSTANTE DIELETRICA.

Antonio Roberto Mendes Martins, Francisco Erivan Abreu Melo, José Evangelista Carvalho Moreira,Fran-

cisco Alcides Germano, Josué Mendes Filho (Depto. de Fisica, Universidade Federal do Ceara)

-~

0 LiNH4SO4 apresenta uma estrutura ortorrombica de grupo 023 3 temperatura ambiente com quatro_moléqg
las por cela unitaria. Este material experimenta pelo menos duas transicoes de fase no intervalo de
temperatura de 4K a 300K. A primeira destas transigoes que ocorre a 284,5K , apresenta caracteristi-
cas de uma transigao de fase de primeira ordem afetando substancialmente os modos transtacionais de
baixa freqliéncia. A segunda, descoberta recentemente através da técnica de raiosX e que ocorre a 28K
apresenta todas as caracteristicas de uma transicao de fase de segunda ordem tanto quanto vista pela
técnica de espalhamento Raman como por medidas de constante dieltrica. Nesta transigao ocorre um for
te desdobramento dos picos Raman correspondentes aos modos internos do Ton 8042', correspondendo cer-
tamente, as totagoes destes ons. Comportamento semelhante ji tinha sido observado para o KLiSO,.
CNPq, FINEP.
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